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DISCIPLINA: Metrologia Aplicada

Vigéncia: a partir de 2020/1 Periodo letivo: 2° Semestre

Carga horéria total: 45h Cdédigo: SUP.2081

Ementa: Conhecimento das grandezas e unidades fundamentais.
Compreenséo dos principais termos utilizados em metrologia. Estudo dos
erros e incertezas de medicdo. Definicdo de tolerancias dimensionais e
geométricas. Uso dos principais dispositivos de medi¢cdo mecanica.

Conteldos

UNIDADE | — SISTEMA BRASILEIRO DE METROLOGIA
1.1 Grandezas e unidades fundamentais
1.2 Conversao de unidades

1.3 Vocabulério Internacional de Metrologia

UNIDADE Il - ERROS E INCERTEZA DE MEDICAO
2.1 Erros de Medicao
2.2 Incerteza de Medicao
2.3 Regras de arredondamento
2.4 Tolerancias Dimensionais

2.5 Tolerancias Geométricas
UNIDADE Il - METODOS E PRINCIPIOS DE MEDICAO

UNIDADE IV — DISPOSITIVOS DE MEDI(}AO MECANICA
4.1 Paquimetro
4.2 Micrometro
4.3 Reldgio Comparador
4.4 Gonibmetro
4.5 Calibradores
4.6 Rugosimetro

4.7 Maquina de medig&o por coordenadas
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